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Novy SPECTROLAB je vyvrcholenim 25 leté
zkusenosti ve vyvoji, vyrobé a dodavani
stacionarnich jiskrovych spektrometrd. Je to prvni
hlavni krok smérem k nové tfidé analyzator kovd,
ktera se vyznacuje zlepSenym analytickym vykonem,
vyssi vyzkumnou flexibilitou a jednodussi obsluhou.

analyzator kovl v oblasti high-end - novy
SPECTROLAB pouze "prevleceny kabat", ale byl
prebudovan od zakladd. TéméF vsechny jeho Casti
jsou upraveny a jiné nové navzeny.

Hlavni prednosti se tykaji skupin soucasti,

které jsou tak ddleZité pro analyzu - zdroj buzeni,

Kryt: UloZny prostor pro véechny potfebné néstroje a ergonomicka pracovni vyska podporuji produktivitu.
PCstolek : Provozni, nastavitelny PC stolek s otocnou klavesnici, jednoduse pristupné USB konektory a
prachotésna skfin PC byly specialné navrzeny pouze pro SPECTROLAB.

optika a Cteci systém - jenZ udélaly obrovsky skok

ve vyvoji. Jsou navzajem optimalné pfizplisobené a jsou
neprekonatelnym analytickym jadrem nové generace
spektrometrd, jeZ kombinuji vykon a flexibilitu.
SPECTROLAB rovnéz nastavuje nové standardy

pro zpracovavani vzorkl. Nejkratsi casy analyzy a také
redukované pozadavky na Udrzbu jiskisté a UV systému
prispivaji k jednoduchosti stejné tak, jako vylepsena
verze software Spark Analyzer Vision.

Spolecné s ostatnimi vlastnostmi SW obsahuje neobvyklé
nastroje pro diagnostiku, které neustale monitoruiji,
vizualné zobrazuji a rozsahle dokumentuji stav
pristroje.




Analyzy

V zavislosti na individualnich pozadavcich mdze byt
analyticky rozsah navrzen na zakladé deseti
standardnich matric (Fe, Al, Cu, Ni, Co, Mg, Ti,

Sn, Pb a Zn) nebo jako alternativa pro pét matric
drahych kovi Au, Ag, Pt, Pd a Ru. Za urcitych
okolnosti je mozno kombinovat matrice drahych
kovl se standardnimi matricemi. Virtualné
neomezené mnozstvi CCD kanall je dostupné pro
prvky v rozsahu vinovych délek od 120 do 780 nm,
stejné tak, jako maximalné 108 pevnych
analogovych fotonasobict s vysokym vykonem

a mikrointegraci pro ultra-stopové analyzy a SSE
(Single Spark Evaluation). Toto umoznuje optimalné
splnit jakykoliv analyticky pozadavek bez
kompromisg.

SPECTROLAB je vybaven tou nejmoderngj
technologii a vysoce kvalitnimi soucastk
navrzen pro sofistikované analytické po.
vyjimecny vykon a flexibilita je velmi vhodna

pro narocné i bézné analyzy v fizeni proces(,

pro sledovani definovanych specifikacis(jakosti) béhem
fizeni a stejné tak pro Fizeni specia

Ukoll ve vyzkumu a vyvoji a m

aplikaci ve vyrobnim, kovozpr

recyklacnim pr@mysilu.

Sl g

Unikatni hybridni optika s analogovymi
(PMT) a digitalnimi (CCD) detektory
Pokryti kompletniho spektra od
120-780 nm pro perfektni vybér car
Nizké naroky na udrzbu UV-Systému s
nizkymi provoznimy naklady

Cteci systém o vysokém vykonu

s detailnim a flexibilnim vyhodnocenim
kazdého individualniho vyboje

Digitalni plasmovy generator pro presné
fizeni podminek plasmy

Jiskristé s nizkymi naroky na udrzbu

a s nizkou spotrebou argonu.



Hybridni optika v novém
SPECTROLABuU zpracovava

svétlo primo z jiskFisté pomoci
fotonasobict (PMT) a CCD
detektord soucasné.

Vysledek: Extrémné nizké limity
det. a flexibilni rozsah pouziti.




Optika se systémem UV-PLUS
Opticky systém SPECTROLABuU vyziva specifické
vyhody obou dfive vyuzivanych variant
detektorovyc systémi: fotonasobice a CCD.

S optimalizovanym usporadanim Paschen-Runge, které

je zabudované v Al krytu s "half-shell" technologii,
nabizi extrémné robustni mechanickou konstrukci
se soucasné minimalizovanym vnitfnim prostorem.
Aby byl systém vice nezavisly na vlivech okolniho
prostredi, je vnitini tlak a teplota stabilizovana
(1020 mbar a 17 st C.)

Chladici systém, navrzen k tomuto UGcelu, pracuje
bez tvorby namrazy a diky specifickému odparovani

kondenzatd je bez(idrzbovy a odolny okolnim vlivim.

Télo optického systému obsahuje dva oddélené
spektralni moduly s hlavnimi holografickymi
difrakénimi miizkami: Jeden je vybaven fotonasobici
a druhy je osazen CCD detektory. Navic mlze byt
pro rozsifeni rozsahu vinovych délek pfipojena
nezavisla CCD optika pro pokryti horniho rozsahu.
VylepSeny SPECTRO UV-PLUS systém je ve
SPECTROLABuU vyuzivan pro méreni v UV oblasti.
Hermeticky uzaviena vnitfni komora je

naplnéna argonem, ktery vytvari transparentni

bez komplikované techologie. Argon v optice
cirkuluje pres specialni systém, ktery obsahuje

filtry pro Cisténi atmosféry a membranové

Cerpadlo. Znecisténi optickych Casti, které je typické
u vakuovanych systém{ je timto eliminovano

a je zajisténa vyjimecna dlouhodoba stabilita
pristroje.

AZ na vymeénné Cistici patrony, které se méni priblizné
kazdych 15 mésicl je systém kompletné bezidrzbovy.
Vyznamné snizeni provoznich nakladd je jasnou vyhodou
UV-PLUS spolu s vynikajici transparentnosti

ve vinovém rozsahu mezi 120 az 180 nm.

Spolu s unikatni konstrukci a bezkonkurenc¢nim
konceptem UV-PLUS je neobvykly opticky systém
SPECTROLABuU schopny souc¢asné zaznamenat

celé relevantni spektrum od 120 do 780 nm

v prvnim fadu s velmi vysokym spektralnim
spektralnim rozlidenim, které je 9 pikometrd.

Plasmovy generator

S timto dfive vyvinutym SPECTRO plasmovym generatorem,
ktery je vibec jednim s nejrobustnéjsich dostupnych
budicich systémd, je stabilni vyboj generovan

v argonové atmosfére. S kompletné digitalnim buzenim
a kontrolu je mozno definovat energii plasmy

s extrémni presnosti a spolehlivosti. S novymi

budicimi parametry a Cistotou signalu je nyni mozno
zvysit presnost systému, vylepsit reprodukovatelnost

a vyznamné zkratit ¢asy méreni. Pro standardni
aplikace je vysledek dostupny za méné nez

18 sekund, ¢imz je zvySena propustnost vzork(

a soucasné podstatné zrychlen proces vyroby.



Software: Navigacni lista umoznuje
pristup do tfi hlavnich moduli programu:
Analyzy, Program a Konfikurace.

Mérici okno umoziuje operatorovi
nahled na nékolik analyz a primérné
hodnoty. Pouzitim Windows schranky
(Clipboard) Ize rychle a jednoduse
kopirovat vysledky méreni a ostatni

dat do jinych programi bézicich

pod operacnim systémem Windows.

Cteci systém

Dokonce i Cteci systém je kompletné prebudovan.
Soucasné zpracovava signaly z fotonasobicl

a CCD detektor(l. CCD cipd je 22 (volitelné 37) a
kazdy ma 3800 pixeld. Nasledné enormni mnozstvi
dat m{ize byt po méfeni zobrazeno jako

kompletni sken vinovych délek. To nabizi jednak
obrovské moznosti pro vyzkum a vyvoj a rovnéz
informace o neznamych materialech a/nebo

novych slitinach. Pro bézné méreni na zakladé
vybranych car, jsou prenaseny pouze oblasti, které
nas zajimaji ("Regions of Interest" - Rol). To
umoznuje prenos doCasnych dat v redlném case, takze
béhem méreni mohou byt analytické vysledky uréeny
se stdle se zlepsujici statistickou jistotou, v zavislosti
na dobé méreni.

Podle druhu aplikace jsou urcité spektralni ¢ary
méFeny pomoci fotonasobicll. Proud foton( je
zpracovavan pomoci micro-integratord jenz
umoznuji ¢teni v fadech mikrosekund.

Jednotlivé jiskry tedy mohou byt rozdéleny do 100 a vice
krokd, tvoficich na konci mefeni detailni informace

o prlbéhu intenzit béhem jikfeni pro kazdou instalovanou
spektralni ¢aru. Béhem téchto proudovych priibéht

je mozno definovat integracni okno s optimalizovanym
dynamickym rozsahem a nejlepsim pomérem signalu

ku Sumu pro analyzy stop (Spark Analysis For Traces -

- SAFT) nebo taky udavané TSR. V porovnani s
tradicnimi spektrometry je nyni mozno urcit vystup
svétla pro kteroukoliv individudlini jiskru, namisto
integrace celkového svétla s pevnym méficim Casem.
Toto dovoluje eliminaci "Spatnych" vybojli zplisobenych
vmeéstky nebo porovitosti vzorku. To ma za nasledek
podstatné zlepseni vysledk{ (Single Spark Evaluation- SSE).
Oboji techniky (SAFT a SSE) mohou byt nezavisle
definovany pro jakykoliv fotonasobic dle poZadavkd.

Tato flexibilita zaruCuje dosazeni optimalnich analytickych
vysledk{ s nejkratsim moznym méficim ¢asem.



Jiskristé
U SPECTROLABuU vstupuje svétlo s jiskfisté pfimo

do optiky a u volitelné pridavné CCD optiky se pro
pfenos pouziva optovodic. Minimalizovany prostor
jiskristé a dobfe navrZeny proplach argonem vede
ke snizeni spottfeby argonu se soucasnym efektivnim
odstranénim vytvorenych kondenzatd.

Ty jsou pak vedeny do dvouroviiového systému filtr( Systém diagnostiky, integrovany do SW SPECTRO

s minimalnimi pozadavky na udrzbu. Udrzba jiskfiste Spark Analyser Vision, neustale kontroluje a

byla rovnéz vyznamné snizena. dokumentuje spravny stav pristroje. Navic software
Rameno vzorku se da otacet doleva nebo doprava obsahuje jednoduché a intuitivni rozhrani s komplexnimi
a ma integrovany bezpecnostni obvod. To dovoluje funkcemi pro parametry pristroje, vyménu dat

rychlou vyménu vzorkd a pouZiti vzorkd rdznych s externimi pocitadi, tisk a vyhodnoceni dat, stejné tak,
tvarQ. Pro neobvyklé tvary, jako jsou malé vzorky, jako vyhodnoceni jakosti méreného materialu.

draty nebo tenké fdlie se mohou pouzit specialni Integrovana SQL databaze formuluje zakladni

adaptéry. Tyto adaptéry prispivaji ke zvyseni systém Fizeni dat.

presnosti a reprodukovatelnosti analyzy.



Technické specifikace

Multiopticky systém

Jiskristé

¢ Paschen-Runge uspofadani
® Rowlandova kruznice s fok. délkou 750 mm
(volitelna piidavna optika 400 mm)
® Stabilizace teploty na 17 st. C
Plynem plnéna UV optika pro A< 200 nm
Samofridici Cistici systém
Argonem proplachovana cesta svétla
Hologracké mrizky:
3600, 2924, 2400 vrypd/mm
Material miizky: Zerodur
Efektivni rozsah vin.délek: 120 - 780 nm
Reciproka disperze:
Hlavni systém
3600 vr/mm: 0.37 nm/mm (1.Fad)
2924 vr/mm: 0.46 / 0.23 nm/mm
(1/2. fad)
Pridavna optika
2400 vr/mm: 1.04 nm/mm (1.fad)

Otevrené jiskristé pro vysoky pocet vzorkl
Analyzy vzork( riznych tvart, malych
velikost, dratu a folii

Optimalizovany proplach argonem
Minimalizovana spotieba argonu

www.spectro.com

Budici systém

Budici systém

Software

Nizsi prostoje diky snizenym intervaliim
cisténi

Deska jiskristé jednoduse vyménitelna
Navrh absorbuijici teplo, vodni

chlazeni neni nutné

Integrovany systém clonky pro optimalni
nahled do plazmy

PIné digitalni plasmovy generator s
dig. definici vyboje, dig. generaci pulsti
a digitalnim offline fizenim pulsd

32 MHz mikro-kontroler

Vzorkovani : 400x béhem 200 ps-vyboje
Energetické rozliseni: 125 mW

Max. délka jiskry: 4000 us

Max. vykon jiskry 4 kW

Paralelni CCD a PMT provoz

Paralelni 12Bit A/D Prevodniky @ 1MHz pro

kazdy kanal
Automaticky systém a provozni
diagnostika

SPECTRO Spark Analyzer Vision software
s moduly kalibraci pro Windows!
Uzivatelsky prijemné rozhrani

Integrovana SQL databaze pro zpracovani,
report a archivaci namérenych

vysledku

Vizualni diagnostika a systém udrzby

www.spectro.cz
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SATEUS (Safety Test of Usefulness) pro
rozeznani Spatnych povrchi vzorki béhem
predjiskieni

SEREPS (Self Regulated Pre-Spark) pro
optimizaci doby prejiskfeni

SETEME (Security Test for Measurement) pro
rozeznani $patnych vzorkl béhem doby
integrace

Externi, vzdy dle nejmodernéjsiho trendu
s operaénim systémem Windows XP

® Klavesnice a mys
® TFT 17" plochy monitor
® Tiskarna

230 VAC -15% +10%, 50/60 Hz
1.0 kVA béhem méreni

0.5 kVA v klidu

Hlavni pojiska: 16A pomala
Hloubka:1674 mm

Sitka: 771 mm

Vyska:1409 mm

Vaha: cca. 520 kg




